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Beschrdbimg 

Oberbei^iff von Anspnidi L Em dmx6ges Yerfabrea 
ist z. B. aus der D£^ 32 07 569 Oder DEOS 33 30 aZi 
bekaimt 

Ikffit HQf e derartlgar Mfreriahira lasseo ^cb 
sto^roben entweder ia Fcnm iDontBimBiiicA ber* 

ICS, Oder $ibermBann ^nr£ln^ Pg obe oxtB^ 
dxeit und GbczwHcbea 

Dabel stdlt sicii liinQg das Problem. daS bd dner 
besdmmteQ Eiaste&un^ der MeBparametcr cfie dner be- 
stimimen Probcnartzugehorigeii MeBpunkte tUher an 
den einer anderen Probenart zagehSifgen MeBjiunktea 
fi^ei^ wfihreod bd dner anderen Parameterwabl die 
Emkramg gr5Ber ist Dabd 1st insbesondere zu be- 
rOdcslditigei^ daB die MeBpunkte fur dne bestimntte 
Probenart nicht — wie ^es im Idealfiall wflnsdicnswert 
w&re — jewdls dfdntngsglddi ai^dnandesfi^geo^ $oih 
dem zJB^ durdi loka! tmtersdiiedliche Gef&gezastSnde 
auigmnd etner nkn« vdlGg bomogenen W2nndieband- 
Icng Oder merhanfschen Bearbdtosg an tintfirsdiledli- 
dien Pimkten in der komplexen Eboie za Seigea kom- 
men, wobei diese AbweicbuDgen nodi von der jeder 
physikallsdien Messuag immanenten MeBongenaulg- 
kdt fiberlagert wcrden. Deznentsprechcnd stellen die 
MeBptxnkte selbst ein und dersdben Ftobenart ein 
Streufeld dar« wddies bd der Danstellinig der MeO- 
punkte in der Scomplexen Ebene dne duidiaus nidit 
ve m a chlass fgbare Ausddmung haben kann. 

Dies fOixrt dazi. daO bd bestimmten MeSparameter- 
einsteHimgen die im idealfaU ertniUdCi^ MeQpunlcte 
zwder zu differenzierender Probetwten zwar nodi 
vonecnaader getnennt virerdeo icdnnen^ daS izoter Be^ 
rOdcsidiUgung des realen Streufeide^ a^er etne zufrie- 
denstellende AuflOsung nidtt niehr erz«dbar ist Dem- 
entsprediend tst es fur die Durdif fihrung einer optima* 
len Messung fbiQerst wOnscfaenswen, seiche MeSpara^ 
meier aufzufmden. wddie sidi ror eine Di^erenzierung 
mdglidsst gut eignen. 

Aus R Heptnen H. Stropper Magnedsdie und ma- 
gnetindukthre Werkstoffe: 2. Auflage; Ldpzig 196% 
VEB Deutsdier Verlag ffir Grundstoffindustrie, Sdte 
261 bis 268, Seite 243. Sdte 245 es an sidi bdcannt» die 
unierscbiedifctieu Meflparametern zuzconinesdes 
Streuf elder zu untersudien und die Parameter so auszu- 
w&iilen, daB die Streuf elder einea moglidist groQen Ab- 
stand voneinander haben. Eine derartige Answahl 1^ 
ndi gem^ diesem Stand der Technik deshalb rdativ 
letdit trdfen, weil in s^tlidien dort besduieboien Bd- 
spieien die Lihigsafhsen der Streufeldo' paraUd zndn- 
ander Gegtn, d. h. der Abstand der StneufeJder laBt sidt 
dnfadt durdi die geometrisdic Abstandsdefinition, d. h. 
die L3nge der senkrediten Verbindungsstredce zweier 
benadibarter LAngsadisen defimeren. 

Hkrron ss^cbssd dsr ErSsdun^ i£s Aulgsbe 
zugrunde, ein Ver£ahren der eingangs genannten Art zu 
sdiaffea weldies das Aoinnden eoier opttmalen MeB- 
fttrametereiastettung zur Differenderang von zu urner* 
sudienden Probenarten gestattet wobd dieses Verfah* 
ren andijroOira^ginatg^hdm^g^ sol|^^ daB 

.es ^prdedic^enJDails^ audi ;ohn^.^5|(;iUkQrlf^ 
hu^ uai' tS^BiSisJand dd^ :iui& Bj&^ungm^-son 
zur Einstellung der jeweik gfinstigsten: fiifeBve^altn^ 
geeifnetist 

2:ur LOsuqg dieser Anfgabe gebt die ErCndm^ aus 
von der Erkenntnis, daB eine mdglidtst gute AoOOsnng 
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bn praktitthen MeB- und Untersudmogsbetrieb nidit 
all^ daduxdi gewonnen werden kam\ daB ifie MeBge- 
rgteeinstdhn\g so exfolgt; daB die fOr die jeweiligcn IVo* 
lietmrtsa zu eTRrarteoden "IdeabneBpmikbe^ 
5 lidist groBen Abstand vondnandcr bdsexu wie cfies an 
sfch naheHegend eredidnt. sondem daB darOber hinaia 
die Form des realen Streu^des urn jeden IdealmeB- 
punkT berudoldi^gt werdeo mnfiu Ensowdt wurde in 
GSi&ngreidKen Unteraydiungctt ntsbesondere festge* 
10 5teIIt<^ die Sireuf elder in der Reigdnidit dne ^so&o- 
pe; dJi. gIrfriimaBigc Verttfuc^ cm den "Uea^nrntfT 
hmsm aufweiseiv smdem daB diese Vertdfung anho- 
eine Voizugsriditung z.B. bezogen auf die 
reale Adise der komplexen Ebene aufweist Dabd ist 
15 diese VoizugsriditunggemaB denim Rabmen der ErEn- 
diig gewonnenen Erkenntnissen keineswegs fllr alle 
MeBpunkte cSe girirhff, so dafi also die Streufdder der 
MeBpunkte, weldie zwd untersdiiedHdien Probeoar- 
ten zuzuordnen sind, durchaus dne gaaz untenBdfofli* 
2t> dtit Streufeld- Ani&otropie axdweisen kdnnen. 

Auaigdiend biervon wird €fie vor^tehend genannte 
Anfgabe geldst dorch die Merkmde des kennzddmen- 
denTeils von Anspruch 1* 
Durdt dieses erfmdm^gsgemlBe Vorgeben vrird fOr 
25 die Auswabl <ler apiimalen MeBparameterdnsteDung 
dn bisher nicht berfidcsiditigtes^ sehr wesentlk±es Kfi- 
teiium an die Hand gegebea Durcb Bestimmung der 
VoizugsrKditux^ der Anisotiopie ist es nSmSdi m^gjUch* 
gegebenenfalls eine MeT'parameterdnsteDung zu be- 
30 vorzugen, weidie gegenOber dner anderen MeBpara- 
meterdnstellung zwar schwerpunktmSGig n&ber bdem- 
andeili^ende IdealmeBpunkte Qdert. weldie aber 
glddiwohl eme bessere Differenzierung gestattet^ wdi 
die Su'eufeld-Anisotropie zA im wesoitHdien senk- 
35 redit zur Abstandsgcraden der IdealmeBpunkte ver- 
IIufCpdJLdie m Betradit stehenden Streuf elder nut ihren 
s2mtlicben EinzelmeSpunkten dnen gut auflOsbaren 
Abstand voneinander aufwetsen. DemgegenGber tst es 
anderersdts vorstellbar, daB bd einer besdmmten MeB- 
40 parametereinstellung zwar die IdealmeBpunkte znreier 
ontersdiiedUcher Probenarten relativ voneinander 
entfemt Jiegeiv daB sidi die Streufelder dieser ideden 
MeBpunkte aber aufeinanderzu erstredxn, so daB ein 
Auseinanderhdun schwieriger oder bd dner Oberlap* 
45 pung der Streufelder prakdsdiunmegiidi wird 

Anspr-jch 2 gibs eme vorteHhafCe AasgemUimg des 
exfindung^gemSBen Verfahrens aa 

Nadifolgend wad die Erfindung anfaand dnes bevor- 
zugten A^Oliningsbdspides in Verbindung mit der . 
50 Zdchnungnaberbesdu1eben.Mbdzdgen 

Pig. 1 eine sdiematiscfae DarsteOong der HOUkurven 
vtm Streufddem m der komplezeo Ebene fOr zwd ver- 
sdiiedene MeB^Frequeozcn A und Jj and 

2 und 3 die Darstdlung der Streufdd e r zweier 
59 untersd^dticher Probenarten bd einer MeBfreqaenz 
von 25 KHz bzw, 1^ fCHz. 

Rm «w in PI a. 1 dAfVftfit«1Iten Veransdiaul^mne des 
edtndungsgero&Ben Verfahrens smd die einzelnen MeB- 
. punkte nnterschiedlidier Probenarten nicbt dargesteOt 
«D sondem der Obersiditlichkdt haloer Ipdigfirft bn Aus- 
f&hrungsbdspid ate Einpsen au^gestdtete HfUIknrvat 
mzt den^Mittdpunkten Mu bs^.MzLhei der Fregnenz 
£ im^JBbib«^^:if 

.des gedi^eten: STeBparameteri^ hS Aiisfiahi'unj^^ 
65 ifpiddso.dier' eotspreclieriden Frequenz /vrird djsr Ab* 
siiand der Streuf elder umdieMjUdpunkte Mu hzw.Abi 
und Afi3 hzw* A£b heiangezogen. Der rein geometriscfae 
Abstand wvd jcfdodi gewichtet dur^ die Anbotro|rie 
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